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LED/Lighting Test Solutions  <Hroema
|
“ ESD Test System “ LED Light Bar Electrical Test System Applications:
“ LED Electrical Test Module “ LED Burn-in Test System ALED
“ LED Chip Total Power Test System ~ LED Lighting Test System ACustomer specific solutions
“  Wafer Inspection System ” LED Lighting In-line Test System ALED TV backlight
ALED Light

“ LED Light Bar Test System
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ALED Total Power Test System ALED Die Inspection System  ALED Light Bar Test System ALED Test System ALED Lighting In -line Test

1 I System for Mass Production '
LED Package LED Luminaire
1—

AESD Test System

AThermal Data Logger

-
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LED Driver
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1. UUT: LED driver; normaal een stroombron.
aan

2.LEDdriverst uur t de LEDOS :
3.ElectronieLoad siI mul eert de L EDC¢
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LEDOGs wor den
1. Traditionele LED: Voor indicatieve signalen

Stroom: 10mA 80mA

Spanning: 0.7V
Vermogenl 0.06W

2. Power LED: Hoge helderheid meestal als lamp uitvoering
Stroom: 350mA, 500mA, 700mA

Spanning: ~3V
Ver mogen: 1 W, 1
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LED Driver's zijn nodi g &&8

1. 1W- 5W: a. Meestal gestuurd direct vanuit een IC,mind
hoge integratie.
b. Vaak minder test eisen.

2. O5W: a. AC of DC Input, zoals een normale SMPS voeding.
b. Meeste LEDM r i wvzigh onbworpen als Constante Stroombron;
de spanning stijgt met het aan
c. Onafhankelijke producten, meer componenten en hogere test eist
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LED karakteristiek N

LED curve

Niet lineaire Ul curve.
Forward spanning (L). o (A Jra
Relatief weinigstroom (tot een paar 100 mA),. 5
Helderheid wordt bepaald door het vermogen.

SIS RRTIVRES

Weinig vervangende capaciteit. Uo U
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A LEDs in Series

Voordeel Il
_ Series
A Enkeleuitgangsconnector o
A Zelfde stroom vloeit door elke LED e
Nadeel =
AAls ®®n LED defect is dan | o
niet op. — L
(Dit probleem is opgelost doordat fabrikanten bypass diode< -
: LEDs in
gebruiken)
| Parallel
A LEDs in Parallel
Voordeel: % #@#G_)ﬂ/ e
A Niet gelimiteerd tot 1 vermogens rail. J! é ;
< <
A Als 1 LED defect is dan heeft dat geeninvioed op de andel 7 5 T 7
Nadeel: =
ADe stromen door de LEDOGsS zijn niet

verschillende helderheid.
TESTING
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A LED driver Type
A Spanningsbron
A Stroombron

A Spanningsbron LED driver:
NadeellDoor dat ver schil | efordasdspangibgéns(t) v
hebben is de stroom door HEDs variabel, dit mondt zich uit in
verschillende helderheden per LED.

A Stroombron LED driver:
hel der hei d van de LEDOS 1 s b

ADe
dan kan de helderheid gestuurd worden door de stroom (P = U x I).
A Daarom zijn de meeste LED driver v/h tyEnstant Stroombron
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Power LED driver: CV+CC Type LED driver:

1. De uitgang is een constante spanning onder open klemmen.

2. Als de stroom boven een bepaald punt komt dan zakt de spanning en de
LED driver gaat over in constante stroombron.

3. Lijkt op een DCSourceontwerp, en verschilt van een constante
stroombron LEDdrivers

4. Heeft hogere uitgangsstroom specificaties, en vereist een stroom controle

circuit.
Kan met een normaleE-Load getest worden. e
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Power LED driver. CC Type of LED driver

Controleert de uitgangsstroom, de

Application Circuit - Boost L B { OVP
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LED Driver Specification

Technical Specifications:

LD-CU3536AF,LD-CU3536-02(IP&7)

100 ~ 240 VAC
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Test Equipment

— AC Source

Model Mo.
Voltage
Freguency 50 ~ 60 Hz
Input : : :
Efficiency 80% typical
Power Factor > 0.98 — Power Meter
Current 350 mA
Voltage 3-36VDC
Output — -
P Wattage 8w E |Oad
LED no. to drive 1-8 pcs 1W LEDs
: Short Circuit Yes
Protection Dt -
Overload Yes E Ioad
Operating 10 ~ + 407
Temperature
Temperature ot
orage - 20 ~ + 80°C
Temperature
Wiring Way Wire Leads
Warranty 2 years AC Source&
Safety CE, RoHS, UL, CSA approved —
Power Meter
TESTING
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gebruit ken al s

Echte LEDsO
en van

AVerschill ende aant al |
verschillende spanningsbereiken v/d driversjewenst.

AVer ouder i nlgiden totderschilEnde resultaten.

t yp eenRbvaaden, h e b

AVer schill ende
gebruikers moetenduwse el v e r s c hgebruikenn d e
voor ver i f idevarsfunaiesv/ d L EDO

A Moeilijk om de LED driver te karakteriseren.
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LED curve

Stabiel werk punt

CR mode R=Uo/l0) CV mode
TESTING
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Interne impedantie v/e Eload OCP/OVP bij een LED driver.

Tek T | Trig? Tek#{F | |
_f
1_/ i
/ U/l overshoot
+
EI. P
:- : -: PR . :- -: - ; ; ; . M 50.0V  &Ch2[ 50.0mALnM40.0ms A Ch1 o 203V
Ch1| 50.0 vV M\40.0m5 A\ Chl1 r 490V
B 50.0mACE
Normale E-load

LED load
Overshoot

Trig? ol /7| @;L ] Trigz

Tek #1{7 | Trig?
A - :
Tek #1i7_| [— ] ri i
/ u
o
( J\ “
P ]
50.0V ®Ch2| 50.0mACLMA0.0ms A Ch1 131V ; :
T BT R T TR e 9.7 T T e R PR Sl 50.0V  WCh2 50.0mACGNMA0.0ms A Ch1 147V

LED Load Weerstandsload
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Een 0 n o floacaréageért t&langzaam en is daarom niet geschikt om
PWM mode tijJdens dimmen te testen bij een LED driver.

Onze LED loads hebben een verhoogde bandbreedte om dit te kunnen testen.

Tekizk |

T S T _

MT.00ms A Ch3 % 170V

@l 50.0mA |

ch3[ 100v |
E-load in LEDmode
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Chroma ontwikkelde eenE-Load speciaal om een LED te simuleren

Enkel en dubbelkanaalsLED Load.
Spanning®ereik: 0 ~ 60V / 0 ~ 600V
Stroom bereik: 0 ~ 0.6A/ 0 ~ 20A

Modi: LED mode, voor het simuleren van de LED karakteristiek.
Ook: CC, CR en CV mode.

N

Sy e

H B m g =

= e 2
S8 .80 o8 Les 11
oo des 233 233 ) :iis |1
e | W _— - - ‘ £ TESTING

: ) \;\\'EREEN b
CHROMAEU.COM @ =" TECHNOLOGY



L et o o F o |

Simuleren v/d LED karakteristiek.

1. Checkturn onconditonvoor verschillende LEDOGS. O

e

Check deinrush current tijdens de start. Als dit niet inspecis, kan de LED
beschadigd worden.

Check of alle specs OK zijn binnen deormale spanningsbereike( LEDG s i
Check denauwkeurigheid van de uitgangsstroonbij stabiele omstandigheden.
Check destroom rimpel bij stabiele omstandigheden.

Check of alles binnen bereik igijdens PWM dimmen. OCP/OVP: niet toegestaan.

S 2 S

Check destroom balanstijdens PWM dimmen v/e multi -kanaal driver

TESTING
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1. De LEDloadberekent esimuleert de LEkarakteristiek v/dV,,
|, Ry COéfficiént settings, zoals de grafiek laat zien;
U, enl, zijn niet de echte belasting waarden.

I R,

V. =V +| 3R, !

<V

VeV,

2.1, 1s afhankelijk van de LED driver, als tigvarieert van de setting
waarden dan zal, ook variéren. Bijvoorbeeld, als digsetting Is
100mA, maar de LED driver uitgang is 110mA, dan\zgbok
omhoog gaan. Dit is het verschil met CC, CR en CV mode.
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De oorzaak v/d LED stroom rimpel

1. Onder stabiele toestand,(M,), |,y IS Veroorzaakt door de LED driver
Vippie €N de LED werkings weerstand, R/ i,pe / Ry = lippie:

2. Vil IS veroorzaakt door het schakelende voedings principe van de LEL
driver. The frequentie van de rimpel is de schakelende frequentie welke
oplopen tot100kHz.

A Tek#iT | ) Trigd

ripple

LED

g o P T S T TTro R e T
Ch3 200V |
LED alsbelasting S e
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Ripple/Noise Analyzer [Control Signall

A

| Transfer UUT Signall

AC of DGource

i RN N B
—l Transfer UUT Slgnall-> e 1) IIIIHHHIm‘ “

Measurement Card

Set Transducel— -

7234 DO Card

PC

N

Power Meter
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Standaard software van een ATE

LED Input Output Test

LED Current Harmonics Test
LED Hold On Adjust Test
LED Inrush Current Test
LED Load Setup

LED Ripple Test

LED Noise Test

LED Open Circuit Test

LED Overshoot Test

O <O 0 O O OO 0O O 0 O

LED OVP Test
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LED Power Line Disturbance Test
LED Power Saving Test

LED Regulation Test

LED Combine Test

LED Vin Ramp Shut Down Test

LED Vin Ramp Start Up Test

LED Short Circuit Protection Test

LED Static Test

LED Turn Off (Holdup) Sequence Test

LED Turn On Sequence Test

TESTING
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